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摘要(译)

实现了一种能够在抑制电路规模的增加的同时补偿电路元件的劣化的显
示装置。监视器行的一个水平扫描周期包括：检测准备时段，其中在监
视器行中执行用于检测TFT特性和OLED特性的准备; TFT特性检测期
间，进行用于检测TFT特性的电流测量; OLED特性检测时段，其中执行
用于检测OLED特性的电流测量;以及在监视器行中进行允许有机EL元件
发光的准备的发光准备时段。数据线不仅用作传输信号的信号线，以允
许每个像素电路中的有机EL元件以期望的亮度发光，而且还用作特征检
测信号线。
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